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 ( 제정 2000.  4.  6 )

전기용품안전기준

K60061-3S
[IEC 1997-07]

      K60061-3의 17번째 보완판 

호환성과 안전성 조절용 게이지가 있는 램프 캡 및 홀더 

제 3 부:
게이지
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전 초점 베이스을 위한 "GO" 게이지

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 PX26의 자세한 사항은 문서 7004-5 참조

                                                    관찰 구
                       표면
                  
                        표면

                                                                  관찰 구

                  참조           치수       마진               목적 : 호환성과 최대 치수들을 고려해 완성한 램프에 베이스PX26을 

                                                       적용하였을 때 호환성 및 정밀도를 검사하기 위함

                                                 시험 : 세 돌기부가 게이지의 표면 Z에 닿을 때까지 표면 S의 

                                                                    게이지에 전구를 먼저 램프에 끼울 수 있어야 한다.
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전초점 베이스의 치수 Mmin에 대한 
“NOT GO" 게이지

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 PX26의 자세한 사항은 문서 7004-5 참조

                    목적 : 완성된 램프의 베이스 PX26의 치수 Mmin을 검사하기 위함

                    시험 : 전등을 위로 붙드는 램프라면 램프에 걸쳐 끼워져야 한다. 이 위치에서 게이지는 
                           동시에 세 지지 돌기부상에 놓이지 않아야 한다

                           단지 게이지 자체의 무게만이 이 시험에 가해져야 한다.

                   참조           치수      허용오차    

    

                  
                         

                         중량
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실장되지않은 베이스을 위한 “GO" 게이지
(완성된 램프상에서 사용 불가)

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 GR8의 자세한 사항은 문서 7004-68 참조

                                       단락 1-1

                                                                    면 A

                   참조           치수    허용오차         목적 : 치수 Amin, Bmin, Fmin, Kmin 그리고 결합된 직경과 실장되지 않은 

                                                                   이중 핀 베이스 GR8의 변위를 검사하기 위함

                              시험 : 베이스의 핀은 표면 A의 게이지에 완전히 들어가야 한다. 
                                   그래서 완전히 끼워졌을 때, 베이스의 기준면과 게이지의 

 면은 닿아야 한다.

면 마무리 : 0.4 um
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최대 램프 소켓의 진입 확인과 핀-간격 그리고 길이 
검사이 베이스을 위한 게이지

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 GR8의 자세한 사항은 문서 7004-68 참조

                부분 1-1

                                                        표면 C                표면 A

                                표면 B

                   참조           치수       허용오차          목적 : 치수 Amin, Bmin, Fmin, Fmax, Kmin 그리고 결합된 직경과  

                                                                   완성된 램프상의 이중 핀 캡 GR8 핀의 변위를 검사하기 위함

                              시험 : 베이스의 핀은 표면 A의 게이지에 완전히 들어가야 한다. 

                                 그래서 완전히 끼워졌을 때, 베이스의 기준면과 게이지의 면은 
                                                           닿아야 한다. 

                           이 위치에서 핀들의 끝은 동일 면상에 있거나 표면 C를 

                                     지나 돌출되어있어야 한다. 그러나 면 B를 지나 돌출되면 안된다.

                                                          면 마무리 : 0.4 um
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실장되지않은 베이스을 위한 “GO" 게이지
(완성된 램프상에서 사용 불가)

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 GR10q의 자세한 사항은 문서 7004-77 참조

                       부분 1-1

                                                                              표면 A

                   참조           치수    허용오차         목적 : 치수 Amin, Bmin, Fmin, Kmin 그리고 결합된 직경과 실장되지 않은 

                                                                   이중 핀 베이스 GR10q의 변위를 검사하기 위함

                              시험 : 베이스의 핀은 표면 A의 게이지에 완전히 들어가야 한다. 

                                      그래서 완전히 끼워졌을 때, 베이스의 참조 평면과 게이지의 

 면은 닿아야 한다.

면 마무리 : 0.4 um
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최대 램프 소켓의 진입 확인과 핀-간격 그리고 길이 
검사이 베이스를 위한 게이지

GR10q

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 GR10q의 자세한 사항은 문서 7004-77 참조

                     

                   부분 1-1

                                                                        표면 A

               표면 C

 
     
                참조           치수    허용오차             목적 : 치수 Amin, Bmin, Fmin, Fmax, Kmin 그리고 결합된 직경과  

                                                                   완성된 램프상의 이중 핀 베이스 GR8 핀의 변위를 검사하기 위함

                              시험 : 베이스의 핀은 표면 A의 게이지에 완전히 들어가야 한다. 

                                  그래서 완전히 끼워졌을 때, 베이스의 기준면과 게이지의 면은 

                                                           닿아야 한다. 
                            이 위치에서 핀들의 끝은 동일 면상에 있거나 표면 C를 

                                     지나 돌출되어있어야 한다. 그러나 면 B를 지나 돌출되면 안된다.

                                                          면 마무리 : 0.4 um
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                        이중-핀 기판을 위한 "GO" 그리고 “”NOT GO" 게이지
GU4

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 GU4의 자세한 사항은 문서 7005-108 참조

                                             면 Q                               

                                                                                                     면 R

                                                    

                                                              면 X

면 Y

                                   축소 비율이 아님

                    참조           치수      허용오차
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                          이중-핀 기판을 위한 "GO" 그리고 “”NOT GO" 게이지
GU4

치수-mm

목적 : 다음 관점에서 기판 GU4를 검사하기 위함
- 개별 핀의 직경(치수 E)
- 결합된 핀들의 변위와 직경(치수 D와 E)
- 핀들의 길이(치수 F)
- 치수 W 내의 결합제의 가능한 강화

시험 : 기판 표면 Q가 게이지의 표면 R에 닿을 때까지 구멍 e1에 기판의 개별 핀 삽입이 
가능해야 한다.
구멍 e2에 각 핀의 삽입이 가능할 수 없어야 한다.
구멍 e 에 두 핀이 동시에 삽입될 수 있어야 한다.
기판의 표면 Q가 게이지의 표면 R에 접촉 될 때까지 표면 Q에서 기판을 핀과 함께 게이지로 
삽입이 가능해야 한다.
이위치에서 핀들의 끝은 동일 면상에 있거나 표면 X를 지나 돌출되어있어야 한다. 
그러나 면 Y를 지나 돌출되면 안된다 

주 -  만약 부가하여 기판이 이중-핀 램프 기판 GZ4를 위한 “GO" 게이지에 따른다면

      (문서 7006-67), 이때 램프는 GZ4 연결기에서 사용될 수 있다.
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램프 소켓에서 최대 삽입력과 최대 인출력 
검사를 위한 게이지

GU4

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 GU4의 자세한 사항은 문서 7005-108 참조

                        게이지 Ⅰ

                                                                                                   홈 파기

                           반구형 핀 끝

                                  표면

                                                                                                상세도

                                                 약간 홈이 파여진 끝부분

                       참조           치수     허용오차            목적 : “최대” 베이스들과 관련하여 램프 홀더 GU4에서 최대 삽입력과 

                                                                   최대 인출력을 검사하기 위함

                                 시험 : 램프소켓의 스프링이 오목한 A와 완전히 결합할 때 까지 
                                   ...N을 초과하지 않는 힘(고려중)을 가지고 게이지를 램프소켓에

삽입이 가능해야 한다. 

                                                          이 시험 후 ...N을 초과하지 않는 힘(고려중)으로 게이지의 인출이

                                                          가능해야한다.
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램프 소켓에서 최대 삽입력과 최대 인출력 
검사를 위한 게이지

GU4

치수 -mm

                  게이지

 

                      반구 모서리
                                                                               예리한 모서리
                                      표면

                                                                                                       상세도

                                                      약간 홈이 파여진 끝부분

                       참조           치수    허용오차            목적 : “최대” 베이스들과 관련하여 램프 소켓 GU4에서 최대 삽입력과 

                                                                   최대 인출력을 검사하기 위함

                                 시험 : 램프소켓의 스프링이 오목한 A와 완전히 결합할 때 까지 

                                   ...N을 초과하지 않는 힘(고려중)을 가지고 게이지를 램프소켓에

삽입이 가능해야 한다. 

                                                            이 시험 후 ...N을 초과하지 않는 힘(고려중)으로 게이지의 인출이

                                                            가능해야한다.
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                                      램프 소켓을 위한 “GO" 게이지
                                                   GU4

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 GU4의 자세한 사항은 문서 7005-108 참조

                                                        약간 조각낸 모서리                           반구형 핀 끝

                                                           표면 X 
                                                                                                  표면 X

                           
                            상세도
                                                                        약간 조각낸 모서리

                    참조        치수    허용오차      목적 : GU4 램프소켓에서 램프 기판의 적당한 승인에 대한 검사를
                                                      하기 위함

                                                      시험 : 적당한 표면 X가 램프소켓의 바닥 면에 닿을때까지 소켓에

                                                      게이지의 각 끝을 바꾸어 삽입할 수 있어야 한다.
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램프 소켓을 위한 “GO" 게이지
                                                   E17

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

캡 E17의 자세한 사항은 문서 7005-20 참조

                                         표면 Y2                              표면 Y1

                     
                           나사 홈의 상세도

                                    오른손-마사 홈

                게이지 아래 나사 홈 가장자리의 예리한 부분은 대략 0.5 mm 의 반경으로 연마 되어있어야 한다.

               참조      치수  허용오차  마모후     목적 : 나사 홈과 E17 램프홀더의 X의 최소 치수를 

                                                     한계               검사하기 위함

                                                                 시험 : 게이지 나사가 램프소켓에 부드럽게 들어가야 
                                                                 한다. 게이지가 죄어 졌을 때 죄어진 램프소켓의 겉 
                                                                 테두리는 면 Y1 위에 돌출되거나 동일 표면에 있어야
                                                                 한다. 그러나 표면 Y2위로 돌출되어서는 안된다.

                                           제한
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램프 소켓를 위한 “NOT GO" 게이지
                                                   E17

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 E17의 자세한 사항은 문서 7005-20 참조

           
                              표면 T

                                             예리한 모서리

                                             약간 깍아낸 모서리, 문서 7006-1을 보라

                     참조       치수     허용오차      목적 : E17 램프소켓 나사 홈의 최대 하위 치수, 치수 D1을
                                                       검사하기 위함

                                                       시험 : 소켓의 나사 홈에 게이지가 위치해 있을 때 램프소켓의 

                                                       나사 표면의 홈이 표면 T 이상 돌출되지 않아야 한다. 

                                                       단지 게이지 자체의 중량만이 이 시험에 사용되어야 한다.
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                        적당한 베이스을 갖는 램프의 접촉-표시를 위한 게이지
                                                   E17

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 E17의 자세한 사항은 문서 7004-26 참조

                 표면 X

                                              표면 V                 표면 W

          게이지의 플런저는 시험 위치에서 보이고 있다. 플런저 정지시 표면 W는 표면 V보다 깊이 들어가야만 한다.

               참조       치수        허용오차    목적 : E17 램프소켓에서 접촉 표시에 대한 램프 치수를 
                                                  검사하기 위함

                                                  시험 : 만약 램프의 평면 W가 평면 V에 도달하거나 그 위로 
                                                  돌출될 때까지 밀 수 있다면 램프소켓에 맞는 것으로 보이는 
                                                  램프의 형상은 바른 것으로 가정한다.
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                              램프소켓에서 접촉-표시 시험을 위한 게이지
                                                   E17

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 E17의 자세한 사항은 문서 7004-20 참조

                                     절연체

                              나사홈의 상세도

                                       오른-나사 홈

                             
                             시험 회로

                    참조        치수      허용오차     나사 홈의 형태는 문서 7004-26의 치수에 따라야 한다. 게이지는
                                                       위부분의 절연 손잡이를 제외하고 금속으로 제작되어야 한다.

                                                       목적 : 접촉-표시를 위한 램프소켓 E17을 검사하기 위함
     
                                                       시험 : 게이지가 소켓에 완전히 끼워졌을 때 시험회로에 보이는 
                                                       지시 램프는 빛을 내야 한다.
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                                완성된 램프상의 베이스을 위한 “ GO " 게이지
                                                  E17

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 E17의 자세한 사항은 문서 7004-26 참조

                                       나사 홈의 상세도

                                         오른 손 나사홈

                                                          표면 X

               

                게이지 입구 나사 홈의 날카로운 부분은 0.2mm에서 0.3mm의 반경으로 깍아져 있어야 한다.

                목적 : 완성된 램프상의 E17 캡의 T1 최소 치수와 나사홈의 최대 치수를 검사하기 위함

                시험 :  완성된 램프의 베이스가 게이지에 끼워져 있을 때 중안 접촉은 표면 X에 닿아야 한다. 램프가 
                게이지로 부터 제거 될 때, 나사 홈에서 풀기위해 최소 두바퀴의 회전이 필요하도록 해야한다.

                    참조      치수      허용오차    마모후한계
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                                완성된 램프상의 베이스을 위한 “ GO " 게이지
                                                  E17

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 E17의 자세한 사항은 문서 7004-26 참조

                                                           입구

                   
                                                                               표면 X

                목적 : 완성된 램프 상의 나사 홈의 촤소 바같(큰쪽) 지름, E17 캡의 치수 d를 검사하기 위함

                시험 : 게이지가 완성된 램프 상 베이스의 나사 홈 위에 두어졌을 때, 가장 위쪽에 베이스를 붙들고, 
                중앙 접촉은 표면 X를 너머 돌출해서는 안된다.

                   참조        치수      허용오차

                              대략
                   중량
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                            완성된 램프 베이스의 정열 검사를 위한 게이지
                                               Fc2

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 Fc2의 자세한 사항은 문서 7004-114 참조

표면 O

깍아낸 모서리

                                               ( 또는 동일하게 홈이 파진)

             (1) A = " 최대 램프 길이 “ + 2.25mm
             " 최대 램프 길이 “에 대해서는 IEC 1549(준비중), 문서 1549-K-01: 두 참조면 사이의 최대 거리를 참조

                  참조        치수    허용오차      목적 : 완성된 램프상의 Fc2 베이스의 정렬을 검사하기 위함

                                                    시험 : 램프의 양 끝이 완전히 삽입될 때 까지 두 홈에 램프 진입이 
                                                    가능해야 한다.
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                                램프 소켓의 결합쌍을 위한 “GO" 게이지
                                              W4.3x8.5d

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 W4.3x8.5d의 자세한 사항은 문서 7004-115 참조

                 목적 : 최대 램프의 입구로 간주한 램프소켓 W4.3x8.5d의 조합쌍을 검사하기 위함

                 시험 : 램프소켓의 결합쌍에 게이지를 삽입할 수 있어야 한다. 최대 힘이 가해졌을 때에 대하여는 
                 문서 7005-115 참조
                      
                      참조       치수     허용오차       주 - 시험은 램프소켓 제조자의 지시서에 따라 최소거리에 실장된
                                                         램프소켓를 가지고 수행해야한다.

                                                         (1) 이 값은 6W 램프의 치수 최대B와 같다.(K81 참조)
                                                         조명기기에 실장된 램프소켓의 결합쌍 시험시 치수 B1의 값은 
                                                         +0.05mm의 오차를 갖는 관련 램프의 치수 최대B와 같아야 한다.

                                                         * 치수 S안의 물질 : 경화 철.
                                                         경도(담금질 이후): 록웰 콘 55mm 
                                                         표면 마감: 0.4 um 
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측면 삽입에 대한 램프 소켓에서 최대 삽입력과 최대 
인출력 검사를 위한 게이지

                                                  W4.3x8.5d

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 W4.3x8.5d의 자세한 사항은 문서 7004-115 참조

                  목적 : 측면 삽입에 대한 램프소켓 W4.3x8.5d의 조합쌍, 최대 삽입 그리고 소켓의 접촉 면에 있어서 

                  최대 인출력 검사하기 위함

                  시험 : 램프소켓의 결합쌍에 게이지를 삽입할 수 있어야 한다. 각 소켓에 대한 삽입력은 소켓 문서상의 
                  이 게이지에 대해 규정된 최대 삽입력을 초과해서는 안된다. 다음 소켓 문서상의 이 게이지에 대해 

                  규정된 최대 인출력을 초과하지 않는 힘을 가지고 게이지의 인출이 가능해야한다. 

                      
                  주 - 시험은 램프소켓 제조자의 지시서에 따라 최소거리에 실장된 램프소켓를 가지고 수행해야한다.

                       참조       치수     허용오차        * 모든 다른 치수에 대해서는 문서 7006-115상의 “GO" 게이지
                                                             참조
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                           램프소켓의 결합쌍에 있어서 접촉-표시 시험을 위한 게이지
                                                    W4.3x8.5d

치수 -mm

그림은 게이지의 필수적인 치수를 나타낸 것임.

베이스 W4.3x8.5d의 자세한 사항은 문서 7004-115 참조

절연 물질

                              
                                            접촉날. 주 (2)를 보라

                                                                                         시험 회로

                     참조         치수     허용오차     마모후 
                                                         한계              

                                             주 (2)를 보라

                                                                    목적 : 플렉서블하거나 그렇지 않은 램프홀더 W4.3x8.5d의 

                                                                              결합에 있어서 접촉-표시를 검사하기 위함
                                                                                             
                                                                              시험 : 램프소켓  W4.3x8.5d의 결합쌍은 게이지가 램프의 모든
                                                                              가능한 동작 위치를 가정하고 삽입될 때 양 지시 램프빛이 들어
                                                                              온다면 올바르다고 가정한다.

                                                                              주 - 시험은 램프소켓 제조자의 지시서에 따라 최대 거리에 
                                                                             실장된  램프소켓를 가지고 수행해야한다.

                                                                              (1) 이 값은 6W 램프의 치수 Bmin과 같다.(IEC81을 보라)
                                                                              조명기기에 실장된 램프소켓의 결합쌍 시험시 치수 B1의 값은 
                                                                              -0.05mm의 마진을 갖는 관련 램프의 치수 Bmin와 같아야 한다.
                                                                              (2) 게이지의 각 면의 두 접촉날은 전기적으로 연결되어있다. 
                                                                              왜냐하면 마멸시 대체될 수 있가 때문이다.
                                                                              (3) 접촉면의 반경

                                                                              * 물질 : 경화 철.
                                                                              경도(담금질 이후): 최소 로크웰 경도는 55
                                                                              표면 마감: 0.4 um 
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                            램프소켓의 결합쌍에 있어서 접촉-표시 시험을 위한 게이지
                                                    W4.3x8.5d

치수-mm
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